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1.DENEYIN AMACT: Riizgar tiinelinde sabit sicaklik anemometresinin kalibrasyonunun yapilmasi ve
hiz 6l¢limiiniin gergeklestirilmesi.

2.DENEYIN TEORISI:
Sicak Tel Anemometresi

Sicak tel anemometresi (CTA) akiskanlar mekaniginde uzun yillardir kullanilan bir hiz 6l¢im
yontemidir. Yeni Ol¢iim cihazlarinin gelismesine ragmen kullanim alani hala genistir. Hizdaki tim
degisimler analog olarak sicak tel anemometresinden rahatlikla okunabilmektedir.

Sicak-tel anemometresinin Ol¢lim ucu, elektrikle 1sitilan bir telden ibarettir. Akiskan akimi telin
sogumasina, dolayisi ile direncinin azalmasina neden olur. Telin sicakligini sabit tutabilmek i¢in gerekli
akim olgiilerek hava hizi tayin edilebilir.

CTA bir noktadaki hizin zamana gore degisimini verir. Boylece siddet ve zamana bagh istatistikleri
yapilabilir. Buna Ornek olarak ortalama hiz, tiirblilans siddeti, yiiksek dereceli momentler, oto-
koralasyon ve gii¢ spektrumu verilebilir.

Sekil 1. Sabit sicaklik anemometresi probu

Sekil 1’de dl¢iimler i¢in kullanilan prob gosterilmektedir.

Avantajlart:

* Birka¢ cm/s lik hizlardan baslayarak siipersonik hizlarda da kullanilabilir
« Salinimlar 100 kHz’e kadar (veya daha fazlasi) 6l¢iilebilir.

» Tiirbiilans girdaplar1 bir mm’ye kadar yakalanabilir.

* Hizin {i¢ bileseni de olg¢iilebilir.

* Anlik hiz bilgisi alinabilir.

Zorluklari:

- Yiiksek hizlarda probun titresimi telin yorulmasinna ve kirilmasina neden olabilir.

- Akiskanin ¢ok temiz olmasi gerekir, akiskan icindeki tozlar sicak tele yapisip telin kalibrasyonunu
bozabilir. Daha biiyiik parcaciklar ise teli kirabilir.

- Bu zorlugun yenilmesi i¢in sicak filmler kullanilir.



3.DENEYIN YAPILISI

Ol¢iim Zinciri

Olgiim ekipmanlari bir 6l¢iim zincirinden olusur (Sekil 2). Olgiim zinciri, kablo ve destegiyle beraber bir
prob, CTA (Constant Temperature Anemometer= Sabit Sicaklik Anemometresi), bir sinyal diizeltici, bir
A/D c¢evirici ve bir bilgisayardan olusur. Genellikle, CTA tertibat1 i¢in uygulama yazilimlari, data
alimmasi, data analizi, CTA anemometrenin bir parcasi olarak kabul edilir. Profiller arastirilmak zorunda
kalindiginda, prob traversleri igin bir travers sistemi eklenir. Ozel bir ekip olarak hazirlanmig prob

kalibratorii deneyin hizini artirabilir, bu da deney siiresini azalttig1 i¢cin toplam maliyeti diigiirtir.
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4. HOT-WIiRE DENEY PROSEDURU

Akim ve gerekli parametreler tanimlandiginda ve gerekli donanim kurulup diizenlendikten sonra,
deneysel prosediir asagidaki adimlar igerir, burada verilen bilgiler ileride ayrintili olara ele alinacaktir.
Donanim Kurulumu;

1. Asir1 1stnma oranini ayarlayin

2. Eger sicaklikta degisim bekleniyorsa, cevre referans sicaklik degerini 6l¢iin

3. Eger gerekli ise kare dalga testi ile sistemin yanitini test edin

4. Sinyal diizenleyicideki algak gecis filtresini ayarlayin

Hiz Kalibrasyonu;
5. Probu bilinen baz1 hizlara maruz birakarak, transfer fonksiyonunu belirleyiniz

Datanin Déniistiiriilmesi ve Indirgenmesi;
6. Transfer fonksiyonu kalibrasyon hizlarini saglar.
7. Yaw ve pitch katsayilarindaki ayrisma hiz bilesenlerini saglar.
8. Data analiz modiilleri indirgenmis data saglar.

Deneyin Tanimlanmasi;
9. Donanim kurulum se¢enegini se¢in;

Secenek 1; Eger sicaklikta degisim bekleniyorsa asiri 1s1 oranini ayarlayin.
Secenek 2; Asirt sicaklik direncini sabit birakin. ( Eger sicaklik degisiyorsa, sicaklik diizeltmesi
gerekir.)

10. Prob hareketi; Cok noktada 6l¢lim yapabilmek i¢in travers 1zgarasini belirleyin.

Data Flde Edilmesi Tayini;
11. Ornekleme frekansi ve drneklemelerin sayisi

Teste Gegis;

12. Probu akim igerisine yerlestirin ve datalar1 alin. Beklenen indirgenmis datalar1 (hiz, standart
sapma vs.) kontrol edin.

Deneye Gegis;
13. Probu gerekli pozisyona tasiyin, eger gerekli ise donanimi yeniden ayarlayin ve prob voltajlarin

alin.

Datalarin Cevrilmesi ve Indirgenmesi;
14. Bilgileri yiikleyin ve secilmis ¢evirme/indirgenme programini uygulayin

Datalarin Sunulmasi;
15. Bilgileri grafiklere aktarin ya da bir rapor {ireticisine yollayin.

5. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME

Belirlenen konumda sabit sicaklik anemometresiyle 6l¢iim yapilacaktir.





